
主辦單位:
國立臺灣大學貴儀中心 美商飛昱科技

Spectra 300 (S)TEM 
The ultra-high-resolution, “all-in-one” 
solution for atomic scale materials 
characterization

活動報名連結 臺大貴儀

Spectra 300 S-TWIN, X-FEG/Mono 
+ S-CORR at 300kV

臺灣大學雙球差SPECTRA 300 S/TEM
電子顯微鏡技術研討會

時間:2024/1/24 9:30-16:00
地點:國立臺灣大學工學院綜合大樓203國際演講廳

Spectra 300 S-TWIN, X-FEG/Mono 
+ S-CORR at 300kV SrTiO3 [100]

時間 流程 地點

9:30-10:00 報到

工綜203
國際會議廳

10:00-10:20 老師致詞

10:20-11:10 演講主題:SPECTRA300

11:10-11:30 Tea time

11:30-12:00 演講主題:Dual Beam對於TEM sample preparation的重要性

12:00-13:30 中午休息

13:30-16:00 Spectra300實驗室參觀 工綜140室

本次研討會聚焦於由Thermo Fisher SPECTRA 300 S/TEM，為全臺灣學校研究單位擁有的第一
台雙球面像差矯正器掃描穿透式電子顯微鏡，其中包括透過HRTEM + Image Cs Corrector、
HRSTEM + Probe Cs Corrector改善相差，以及在這台機台上進行NBD算應力分布、low-dose高解
析技術以及iDPC技術等操作。我們期待能與國內學研單位、對此技術感興趣的老師、同學以及相關廠
商共同交流。請不要錯過這個難得的機會，踴躍報名參與，一同分享並深入瞭解SPECTRA 300
S/TEM所帶來的前沿科技及其在基礎科學研究中的卓越表現。期待您的參與！
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